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CERTIFIKAT NARODNEHO ETALONU
¢. 015/02

Slovensky metrologicky ustav v sulade s ustanovenim § 6 a § 32 ods. 2 pism. d) zikona
& 142/2000 Z. z. 0 metroldgii a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ,,zakon™) a na
zéklade vydaného osvedenia o ndrodnom etaldéne pod Cislom 015/98 zo dna 08.12. 1998.
potvrdzuje, Ze vSetky podmienky ustanovené v § 1 ods. 1 vyhlasky Uradu pre normalizéciu,
metrologiu a skusobnictvo Slovenskej republiky ¢. 210/2000 Z. z. o meradlach a metrologickej
kontrole v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,vyhlaska®) na schvélenie etalonu za narodny
etal6n boli splnené.

Nazov etalonu: ‘ Etalén kermy a davkového ekvivalentu
Ziarenia X a ich prikonov

Veli¢ina a hodnota (stupnica hodnét)
veli¢iny reprodukovanej etalonom:

prikon kermy foténov vo vzduchu K, (10°+10) Gy-h",
prikon davkového ekvivalentu H (10'6 +10) Sv-h’,

a

Nazov a sidlo vlastnika etalonu: Slovensky metrologicky ustav
Bratislava, Karloveska 63

Osoba zodpovedna za etalon: Ing. Jan Bukovjan

Datum schvilenia navrhu: 08. 12. 1998

Zakladné tdaje o etaléne a podmienkach pouzivania a uchovavania etalonu podla § 1 ods. 2
vyhlasky su uvedené v sprave o narodnom etaléne ,,Stuhrnna sprava o etalone ziarenia X
reprezentujicom veli¢iny kerma foténov vo vzduchu, davkovy ekvivalent foténov aich
prikony*, SMU Bratislava, oktéber 1998.

Osoba zodpovednd za etalén (vlastnik etalonu) md povinnost oznamit' Slovenskému
metrologickému ustavu vSetky upravy, doplnenia a zmeny etalénu, ktoré mozu mat’ vplyv na
jeho technické charakteristiky, metrologické charakteristiky alebo mdzu ovplyvnit’ ustanovené
podmienky uchovévania a pouZivania etalonu.

V Bratislave, 25. 7. 2002 7

j Bily, DrSc.
generalny riaditel
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Nadviiznost’:
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1. Sekundérny etalon prikonu kermy a ddvkového ekvivalentu je nadviazany na primarny etalén

kermy fotonov vo vzduchu v OMH Budapesit, Mad’arsko a BMV Viederi, Rakusko

Zikladné metrologické charakteristiky etalonu:

a) etalén kermy X Ziarenia vo vzduchu

prikon kermy X iiarenia VO
vzduchu

prikon kermy X Ziarenia vo
vzduchu

X iiareme
Pre uzke
spektra

(1-10% + 0,1- ) Gy-h™!

prlkony pre uzke a szroke spektrum

1,4

X Ziarenie
pre Siroké
spektrum

(1.10*= 1) Gy.h™

1,4

b) etalon kermyX Ziarenia vo vzduchu — prikony pre ROA a RQR kvalitu a mammografiu

it ~ oznalenie parameter | ]
: = : X Ziarenie
prlcl;onhkermy X ziarenia vo pre RQA (1-10°° + 5) Gy-h! 1.4
YZOUCLIR kvalitu
; L ; ’ X Ziarenie
pn(l;onhkermy X Zziarenia vo K, = (6 10— 18) Gy.h™. 35
VRt mamograf
; o ’ X Ziarenie
pn(li(onhkermy X Ziarenia vo pre RQR (1-10° + 50 ) Gy-h" 1.4
o kvalitu

¢) etalon davkového ekvivalentu — prikon davkového ekvivalentu

veliina

prikon
davkového ekvivalentu

X Ziarenie

(1-10° +

10) Sv-h™!
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Zostava etalonu:

1. Siprava etalonovych ionizatnych komor:
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Vyrobné Objem N¢a (Cs) s
T)'P éiSl o [m3] ‘ [qy,c-l] e ‘ Vyrobca
ND 1000 8115 1-10°  [2,321-10* £1,9 % | OMH Mad’arsko
ND1001 7821 2107 | 1,491-10°+1,5 % | OMH Mad’arsko
A4 A4-97 3:10° [ 1,063:10°+1,9% | Exradin Inc,
USA
PR-18 CIl 1,8.10° | 1,867.10*+3 % Capintec
1,89041

Nia je kalibraény faktor ionizatnej komory platny pre referenéné podmienky pri teplote 20°C a pri
atmosferickom tlaku 101,325 kPa. Udavané neistoty kalibra¢ného faktora si relativne rozsirené

neistoty s koeficientom pokrytia k = 2.

Neistota narodného etalénu pre Gizke spektra (ISO 4037)

Zdroje Relativna $tandardna Koeficient citlivosti Koeficient rozsirenia
neistota
Qd¢itanie elektromera 0,6 1 2
Kalibraény faktor 1,25 1 7]
Kvalita lu¢a 0,02 -0,2 1 2
Celkova neistota 1,4 1 2

Rozsah prikonu vzduchovej kermy Ka a roz8irené neistoty Gzkych spektier (ISO4037), ozarovac

MG324 Philips

Kvalita X-1a¢a Energia HVL ['{a Rozsirena neistota
k=2
Typ kV keV mm Cu mGyh'' %
N30 0,01 1,0 1,4
N 40 33 0,08 0,008 - 0,8 1,4
N 60 48 0,27 0,5 =50 1,4
N 80 65 0,59 0,25-25 1,4
N 100 83 1,08 0,1 -10 13
N 120 100 1,72 0,12 =12 1,3
N 150 118 2,4 1-100 )
N 200 248 6,22 0,18-18 A

2. Etalonové meradla ionizatného pradu:

Elektrometer KEITHLEY
KEITHLEY

typ 6517A,
typ 6517A

3. Pomocné meradla a zariadenia:

Teplomer - 3 ks
Ortutovy barometer
Dutinomer-odpich

(@4

typ 10087, V.

typ B, V.
typ 1500, V.

O Cx

B. Referenéné zviizky X Ziarenia

. 3598,
. 626,

4. Kalibraény rtg. ozarova¢, model MG-324 v.¢. 7063/10
vyrobca: Philips, C.H.F. Muller unternehmensbereich der Philips GmbH

6. Meracia lavica Cs, typ L-8200, vyr.¢. 8200Cs, vyrobca MTT- Meracia technika —techn. SR

v.&. 0668248, vyrobca KEITHLEY USA,
v.8. 0695439 vyrobca KEITHLEY USA

. 326, 329, 325, vyrobca Sklarny Kavalir, CSFR
vyrobca VEB Kombinat, NDR
vyrobca Zeiss, NDR
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Prehl’ad odovzddvania hodnoty prislusnej jednotky
(stupnice) na ostatné meradla:

strana 4 z 4 stran

veli¢ina parameter minimélna + roz8irené neistota metoda
maximélna hodnota (k=2)
kerma vo vzduchu X Ziarenie pre uzke (1.10°-0,1) Gy 1,4 % substitu¢na
spektré
Prikon kermy vo X ziarenie pre uzke | (1.10° —0,1) Gyh" 1,5% substitu¢né
vzduchu spektrd
kerma vo vzduchu X Zziarenie pre Siroké (1.10° - 1) Gy 1,4 % substitu¢na
spektra :
Prikon kermy vo X ziarenie pre §iroké | (1.10*-1) Gy'h" 1,5% substitu¢na
vzduchu spektrd
kerma vo vzduchu X Zziarenie pre RQA EEl gr= 5) Gy 1,4 % substitu¢na
kvalitu
Prikon kermy vo X ziarenie pre RQA (11655 Gy-h'1 1,5% substitu¢na
vzduchu kvalitu
kerma vo vzduchu X ziarenie pre RQR (1.10™ - 50) Gy 1,4 % substitu¢na
kvalitu
Prikon kermy vo X ziarenie pre RQR | (I .10° - 50) Gy-h™ 1,5 % substitu¢na
vzduchu kvalitu
kerma vo vzduchu X Ziarenie pre (4,1.10'S -1,5) Gy 35% substitu¢na
mamografiu
Prikon kermy vo X ziarenie pre (6.10° - 18) Gyh” 3,5% substitu¢na
vzduchu mamografiu
Osobny davkovy X Ziarenie pre uzke (1-10° = 5.10%) Sv 2.5% substitu¢na
ekvivalent spektrad
Prikon osobného. X Ziarenie pre uzke (ks 10°+5.107) 2,5% substitu¢na
davkového spektrd Sv.h
ekvivalentu
Osobny dévkovy X ziarenie pre Siroké | (1:107+0,5) Sv 2,5% substituéna
ekvivalent spektra :
Prikon osobného. X ziarenie pre 8iroké | (1- 10*+0,5) Sv.h™! 2,5% substitu¢na
davkového spektra

ekvivalentu

Prehl’ad kP'a¢ovych porovnavacich merani:

Miesto uchovédvania a pouzivania etalonu:
Slovensky metrologicky ustav
Karloveska 63
Bratislava

Laboratérium dozimetrie a aktivity radionuklidov

centra ionizujuceho Ziarenia a akustiky

suterén paviléonu "I",
miestnost’ ¢. 043C

osoba zodpévedna za etalon

Tento certifikdt moze byt rozmnozovany len cely a nezmeneny.

.....................

Ing. Jozef Do
riaditel’ centra ioniz

...........................

-

...........

vodsky, CSc.
ceho Ziarenia a akustiky

RozmnoZovat jeho Casti mozno len s pisomnym sihlasom Slovenského metrologického ustavu




